Charakteristika profilu povrchu :)

Struktaru povrchu hodnotime na zaklade veliéin, ktoré si normalizované v ISO
4287:1997. V uvedenej norme mdZeme ndjst Struktuaru povrchu charakterizovanu tymito
parametrami:

* P parameter - jeho vypocet ziskavame z primarneho profilu,

* R parameter - jeho vypocet ziskavame z drsnosti,

* W parameter - jeho vypocet ziskavame z profilu vinitosti.

Zakladné zdroje informacii ziskavame z tzv. profilu povrchu. Profil povrchu vznika rezom skutocného profilu
definovanou plochou. Pre meranie a vyhodnocovanie Struktiry povrchy su jednotlivé profily definované
nasledovne:

- Primarny profil (P - profil) - profil vznika z rezu meraného povrchu rovinou kolmou k povrchu.

- Profil drsnosti (R - profil) - tento profil je zakladom pre urcenie parametrov profilu drsnosti. R - profil sa
odvodi z primarneho profilu potlacenim zloZiek s dlhou vinovou di%kou, filtrom profilu A..

- Profil vinitosti (W - profil) - profil je zakladom pre urcenie parametrov vinitosti profilu. W - profil sa tak isto
ako R - profil, odvadza z primarneho profilu pomocou A; a A, profilovych filtrov.

Vypoctovy systém, ktory je uvedeny v norme ISO 4287:1997 slUzi na vyhodnocovanie parametrov profilu
povrchu. Systém je zaloZeny na sUstave strednej Ciary, Ciary profilu drsnosti, a strednej Ciary primarneho
profilu.

Struktury novovzniknutych profilov sa najéastejsie vyhodnocuju profilovou metédou, pomocou dotykovych
profilometrov. RozloZenie nerovnosti na povrchu sa prevadza na mechanicky pohyb pomocou ostrého hrotu
snimaca profilometra. Mechanicky pohyb je potom pomocou snimacu prevedeny na elektricky signal. Elektricky
signal je dalej spracovavany a uvadzany, ako Ciselna hodnota zvoleného parametra, alebo ako graficky zaznam
profilu nerovnosti.
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